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所级中心仪器与技术应用系列讲座之一
题    目：XRD实验技术及数据分析
报 告 人：陈  莉  (中国科学院固体物理研究所)
主 持 人：宋文海
开始时间：2011年11月10日(周四)下午14:00
地    点：三号楼321房间
摘    要：
当X射线照射到晶体样品上时，在满足布拉格(Bragg)条件下会发生衍射，出现衍射峰，该衍射峰的相对强度、峰位、峰形等特征与样品的相结构、尺寸、内应力等密切相关。因此，X射线衍射(XRD)是研究材料微观结构的有效手段之一。
本讲座主要介绍XRD的工作原理、实验方法和数据分析等，主要包括以下内容：
1、物相的定性与定量分析；
2、晶粒尺寸及点阵畸变的分析；
3、点阵参数精确测定
4、结晶度分析
5、测试注意事项简介
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